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产品概述

非接触无损伤测试，具有如下特点：

1、测试速度快（单点测试>1ms）

2、重复性佳（<1%）

3、准确度好（<±3%）

4、稳定性好  

5、故障率低（截至目前0%故障率）

6、电阻率测试范围大（0.1-100Ω*cm）

7、PN原始信号公开（可评估工艺参数）

8、稳定测温方案

集成方阻（电阻率）、PN型、温度三探头

一体式测量

1、控制器：集成光纤检测、环境参数测

量、以太网通讯接口、电源（220V或12V

接口（美标））

2、电阻率探头：上下探头

3、PN探头：上探头

4、温度探头：上探头

广泛用于硅片分选机、生产过程分析等光

伏及半导体测量领域

电阻率探头：非接触式涡流法

PN     探头：SPV法

温度   探头：红外辐射热效应

模组组成

模组特点

应用领域

测量方法



产品应用场景



产品概述

电阻率测量范围（0.1-100Ω*cm）

电阻率重复性：< 1%

电阻率准确度：< ±3%

电阻率采集周期：≥1ms 

电阻率采集点数：<400点

PN误判断：<0.0001%

PN原始信号：公开



电阻率技术指标
参数            方阻（电阻率）（厚度 约125um）

探头量程         8- 8000Ω/sq（0.1-100Ω∙cm）

 
 
 
 
 

探头性能
 

 

              测试范围 重复性 示值误差

测试条件：采样率 250SPS（4ms），60 个点/每次

008-2500Ω/sq（0.1- 30 Ω∙cm） < 0.7% ≤±3%

2500-5000Ω/sq（30 - 60 Ω∙cm） < 1% ≤±3%

重 复 性计算公式：10次测量标准偏差/平均值

示值误差计算公式：测量值-真实值/真实值

外形尺寸 上探头：Ф20*145mm 下探头：Ф20*100mm 控制盒:173*130*55mm

 
 

信号采集
 
 

采 样 率：60 - 1000SPS （1ms - 16ms/点），默认4ms

采样数据：最大400个点，默认100点

传输协议：Modbus Rtu/ Modbus Tcp、用户自定义 SOCKET 协议等



PN技术指标

参数       PN

外形尺

寸
Ф25*99mm 

电阻率

范围
样品电阻率范围：0.02-5000Ω∙cm

 

信号采

集

采样率：60sps - 1000sps（1ms - 16ms/点）

默认4ms

采样数据：最大200个点，默认100点

光源特

性

理论寿命 > 10年

频率可调：1KHz - 100KHz，可避免机台同频干扰

温度探头技术指标

参数                 温度

测温范围 -40℃-100℃

精度 读数的±1。5℃（取大值）

重复性 读数的±0.75℃（取大值）

光学分辨
率

15：1

光谱范围 8-14μm

外观尺寸 Ф12*85mm



产品优势

产品优势

性能、质量优势
u性能及可靠性指标优于同类产品

u市场占有率逐步提高并替代进口产品地位

u先进工艺配置

售后服务优势
u2小时响应、24小时服务

u免费培训及现场监控

u使用寿命 > 15年

满足客户需求优势
u开放测量原始信号数据，有利于控

制工艺参数和质量管控

u可扩展、定制、联合开发产品、满

足客户不同应用需求和场景

u高量程电阻率可测至100Ω*cm高

于业内20Ω*cm，适配先进技术

完全自主知识产权
u国产化、自主研发

u安装尺寸兼容进口品牌，可直接替换

u无限购风险



产品尺寸

从左到右依次为：温度探头、PN探头、电阻率探头

小体积控制器

TCP/IP协议接口、外置光纤调节、环境温度采集



公司简介



知识产权

知识产权

l 已授权专利18项 

l 已申请发明专利6项 

l 已授权软件著作权3项

l 已获欧盟CE认证

l 北美UL认证（光伏类产品）
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